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/ La X-ray Calibration Facility (XCF) disponibile presso U'Universita di Torino € progettata per caratterizzare rivelatori di raggi X grazie al suo setup custom. In particolare, dispone di tubi a raggi X che forniscono 2 linee di fascio con \
energie comprese tra 0.1 e 10 keV; uno dei due fasci € polarizzato per diffrazione di Bragg su cristalli. La facility dispone di una sorgente di °>°Fe ed & dotata di un Silicon Drift Detector e di un CMOS ZWO ASI-294, utilizzati per il
monitoraggio dei fasci X.

XCF e in grado di caratterizzare i Gas Pixel Detector (GPD), rivelatori installati a bordo della missione spaziale IXPE, che hanno la capacita di misurare la polarizzazione dei raggi X incidenti. La facility e impiegata per monitorare le

Kprestazioni dei GPD e rilevarne le variazioni nel tempo. Inoltre, e utilizzata per studiare il design di futuri detector per raggi X, come dimostrato nella ricerca sulla trasparenza delle finestre in Berillio. /
X-RAY CALIBRATION FACILITY ; | SORGENTE DI RAGGI X in laboratorio
— . N Le 3 sorgenti di radiazione sono una sorgente di 55Fe e due tubi a raggi X
librati il : E | Cristallo : . .
La X-raY Calibration Facility, X(PF, e ' _ (McPherson Mod. 642 e Micro X-ray Tube). Il primo tubo presenta un multi-
conc-e.p|ta pc?r testare, carajcterlzzare e 71\‘_) | i polarizzatore anodo che permette di generare fasci di diversa energia nel range 0.1-10 keV
qualificare rivelatori per misurare 'ﬁ = f = L (oltre alla componente di Bremsstrahlung, fino a 10 keV); il secondo invece & un
energia, direzione di arrivo, posizione =T 1i m— tubo sigillato con anodo in Mo.
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Il fascio di raggi X orizzontale viene polarizzato tramite diffrazione di Bragg su opportuni Linea di fascio

XCF dispone di 2 detector per monitorare
i fasci in uscita: un Silicon Drift Detector
e un CMOS ZWO ASI-294c.

cristalli scelti in base all’'energia dei fotoni primari.
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/ GAS PIXEL DETECTOR \ 4 FASCIO POLARIZZATO
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| Gas Pixel Detector sono attualmente utilizzati come detector unit dell’'esperimento Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE),
esperimento su satellite che misura la polarizzazione dei raggi X da sorgenti astrofisiche.
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